
芯片失效分析实验室，可燃性测试

产品名称 芯片失效分析实验室，可燃性测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

芯片失效分析实验室，可燃性测试

钠离子沾污失效

氧化层针孔失效

7、综合分析，确定失效原因，提出纠正措施。

根据分析判断，提出消除产生失效的办法和建议，及时地反馈到设计
、工艺、使用单位等各个方面，以便控制乃至完全消除失效的主要失
效模式的出现失效。这需要失效工程师与可靠性、工艺、设计和测试
工程师一起协作，发挥团队力量，根据失效分析结果，提出防止产生
失效的设想和建议，包括材料、工艺、电路设计、结构设计、筛选方
法和条件、使用方法和条件、质量控制和管理等方面。
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